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Description
La microscopie électronique en transmission1 appellé MET ou TEM en anglais pour
Transmission Electron Microscopy, est une technique de microscopie où un faisceau
d'électrons est « transmis » à travers un échantillon très mince. Les effets d'interaction
entre les électrons et l'échantillon donnent naissance à une image, dont la résolution peut
atteindre 0,08 nanomètre. Les images obtenues ne sont généralement pas explicites, et
doivent être interprétées à l'aide d'un support théorique. L'intérêt principal de ce
microscope est de pouvoir combiner cette grande résolution avec les informations de
l'espace de Fourier, c'est-à-dire la diffraction. Il est aussi possible d'étudier la composition
chimique de l'échantillon en étudiant le rayonnement X provoqué par le faisceau
électronique. Contrairement aux microscopes optiques, la résolution n'est pas limitée par la
longueur d'onde des électrons, mais par les aberrations dues aux lentilles magnétiques.
Elle consiste à placer un échantillon suffisamment mince sous un faisceau d'électrons, et
d'utiliser un système de lentilles magnétiques pour projeter l'image de l'échantillon sur un
écran phosphorescent qui transforme l'image électronique en image optique. Pour les
échantillons cristallins, un autre mode d'utilisation consiste à visualiser le cliché de
diffraction de l'échantillon. Les applications de la microscopie électronique couvrent un très
vaste domaine, de l'observation d'échantillons biologiques, comme le noyau des cellules à
l'analyse d'échantillons industriels dans la métallurgie ou l'industrie des semi-conducteurs.

Utilisation
Cet exemplaire est utilisé dans les travaux de recherche au sein du GPM, groupe de
physique des matériaux de l'Université de Rouen.
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